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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE QUALITE CONTROLEE

Conformément a la spécification générique :
NF C 86-010 - février 1975

uTe C 86-815-001

30 juin #9877 {Q 8]
cdaton 2

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Modéles associables . Série BZX 46
CONSTRUCTION :

Matériau semiconducteur : Silicium
Matériau du boitier . Verre

DIODES REGULATRICES DE TENSION
Numéros de type :
BZX 55-C 2vV4
a

BZX 55-C 200
Série E 24

DESCRIPTION MECANIQUE

Référence d’encombrement :
CEl A24

(JEDEC DO-35)

Référence frangaise : F 80

3,50

25,4 min 540 25,4 min o0
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Polarité ; un anneau de couleur du coté de la cathode

Marquage : lettres et chiffres

APPLICATION ELECTRIQUE
Puissance : TEMPERATURE AMBIANTE
Utilisation : REGULATION

NIVEAUX D’ASSURANCE DE QUALITE
FetlL

VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues) } Peot max(w) Figure 1
' TEMPERATURES ET PUISSANCES

Températures ambiantes de fonctionnement .. Tamb min - 55°C

max + 150°C
Températures de stockage ................... Totg min — 65°C

max + 175°C
Température virtuelle de jonction ............ TM) max + 175°C
Dissipation totale de puissanee T, = 25 °C (note) Pt max 05W
Résistance thermique ........................ R, . °CIW AN —-

q th(j—amb) max  300°C 150 175 Tomg c)
(note)

COURANTS Tamp = 25 °C (note)
— Courant inverse continu ! 2max page 2 colonne 12
— Courant inverse sinusoidal de pointe non répétitif (impuision 10 ms) I 2Mmax page 2 colonne 13

Figure 2 7= Tamb - Tamb 7= Tamb
Note. — Tamp etavecd =4 mm

] LY

Se reporter au Recueil des Composants homologués pour connaitre la liste des composants répondant a la présente spécification particuliére.
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CARACTERISTIQUES
3 Tamp = 25 ° C sauf indication contraire

Les paramétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d’essai définies dans les groupes A et C.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
+ + + + + +
TYPES Vz * Vzr 21 Izt | rzx | 1z | Im1 /R2 Vr Iz | lzsm
max max
(V) {v) (t9)] (mA) ) {mA) {UA) (HA) (v) {mA) (mA}
Tamb =
160 °C 10 ms
(note} | {note)
nom min max max max max max
BZX 55—C 2V4 2.4 2.28 2.56 85 5 600 1 50 100 7 155 1720
BZX 55—C 2V7 2.7 25 29 85 5 600 1 10 50 1 135 1600
BZX 55—C 3V0 3.0 2.8 3.2 85 5 600 1 4 40 1 125 1 600
BZX 55-C 3V3 3.3 3.1 35 85 5 600 1 2 40 1 115 1 400
BZX 55--C 3V6 3.6 3.4 38 85 5 600 1 2 40 1 105 1330
BZX 55—C 3v9 39 37 4.1 85 5 600 1 2 40 1 95 1270 .
BZX 55—C 4V3 43 4.0 486 75 5 600 1 1 20 1 90 1220
BZX 55—C 4V7 47 44 5.0 60 5 600 1 0.5 10 1 85 1160
BZX 55—C 5V1 5.1 48 5.4 35 5 550 1 0.1 2 1 80 1100
BZX 55-C 5V6 5.6 5.2 6.0 25 5 450 1 0.1 2 1 70 1040
BZX 55—C 6V2 6.2 5.8 6.6 10 5 200 1 0.1 2 2 64 980
BZX 55—C 6V8 68 64| 1.2 8 5 160 1 0.1 2 3 58 900
BZX 55—C 7V5 7.5 7.0 7.9 7 5 50 1 0.1 2 5 53 810
BZX 55—C 8V2 82 7.7 8.7 7 5 50 1 0.1 2 6.2 47 760
BZX 55—C 9V1 9.1 85 9.6 10 5 50 1 0.1 2 6.8 43 670
BZX 55—C 10 10 9.4 10.6 15 5 70 1 0.1 2 7.5 40 600
BZX 55—C 11 1 10.4 11.6 20 5 70 7 0.1 2 8.2 36 550
BZX 55—C 12 12 1.4 12.7 20 5 20 1 0.1 2 9.1 32 500
BZX 55—C 13 13 12.4 14.1 26 5 110 1 0.1 2 10 29 450
\ BZX 55—C 15 15 13.8 15.6 30 5 110 1 0.1 2 1 27 380
| BZX 55-C 16 186 15,3 17.1 40 5 170 1 0.1 2 12 24 350
BZX 55—C 18 18 168 19.1 50 5 170 1 0.1 2 13 21 300
BZX 55-C 20 20 18. 21.2 55 5 220 1 0.1 2 15 20 270
BZX 55-C 22 22 20.8 23.3 55 5 220 1 0.1 2 16 18 250
BZX 55-C 24 24 228 25.6 80 5 220 1 0.1 2 18 16 225
BZX 55—C 27 27 25.1 289 80 5 220 1 0.1 2 20 14 200
BZX 55—C 30 30 28 32 80 5 220 1 0.1 2 22 13 190
BZX 55—C 33 33 31 35 80 5 220 1 0.1 2 24 12 175
BZX 55—C 38 36 34 38 80 5 220 1 0.1 2 27 1 160
BZX 55—C 39 39 37 a1 90 2.5 500 0.5 0.1 5 30 10 148 .
BZX 55—C 43 43 40 46 90 2,5 600 0.5 0.1 5 33 9.2 135
BZX 55-C 47 47 a4 50 110 25 700 05 - 0.1 5 36 8.5 123
BZX 55—C 51 51 48 54 125 25 700 0.5 0.1 10 39 78 113
BZX 55—C 56 56 52 60 135 2.5 1000 0.5 0.1 10 43 70 104
BZX 55—C 62 62 58 66 150 2.5 1000 05 0.1 10 47 6.4 93
BZX 55—C 68 68 64 72 200 2.5 1000 0.5 0.1 10 51 5.9 87
BZX 55-C 75 75 70 80 250 2.5 1500 05 0.1 10 56 53 79
BZX 55—C 82 82 77 87 300 2.5 2000 05 0.1 10 62 48 72
BZX 55—C 91 91 85 96 450 1 5000 0.1 0.1 10 68 44 65
BZX 55—C 100 | 100 94 106 450 1 5000 0.1 0.1 10 75 40 59
BZX 55—-C 110 | 110 104 116 600 1 5000 0.1 0.1 10 82 36 54
BZX 55—C 120 | 120 114 127 800 1 5000 0.1 0.1 10 91 33 49
BZX 55—C 130 | 130 124 141 1000 1 5000 0.1 0.1 10 100 3.0 45
BZX 55—C 150 | 150 138 156 1200 1 5000 0.1 0.1 10 110 2.6 39
BzX 55—C 160 { 160 163 17 1500 1 5000 0.1 0.1 10 120 2.5 37
BZX 55—C 180 | 180 168 191 1800 1 5000 0.1 0.1 10 130 2.2 33
BZX 55—-C 200 | 200 188 212 2000 1 5000 0.1 0.1 10 150 2.0 30
Tension directe da /g = 0,1 A VES 1V
* Impulsions tp = 20 ms 6§ < 2% (note) : voir note page 1 .
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@ L3S = limite supérieure de la spécification (AZ)
) 1
CONDITIONS ET EXIGENCES DE CONTROLE
GROUPE A
Lot par lot
Tous les essais sont non-destructifs {paragraphe 3.5.6).
EXIGENCES DE CONTROLE
EXAMEN CONDITIONS
ou REFERENCE 3Tamp =25 °C TYPE LIMITES Niveau] NP | NQA
ESSAI (& sauf indication contraire
min max | unité (%)
F i 1.5
L I 1.5
Sous-groupe A1
Examen visuel 4.2.1. 42.1. Satisfaisant
<> EXAMEN OU ESSAI NP NQA Observations
SOUS-GROUPE A2a
Inopérants 11 0,10 diodes (sauf diodes de
redressement)
II 0,15 transistors
11 0,25 diodes de redressement
1 ! F H 0,65
' L It | 0,65
@ Sous-groupe A2} !
* V> 434, 17 suivant colonne 6 Col B{Col 41
D. 021 {
;
71 4.3.4. 1z suivant colonne 6 ICol 6
D. 022 ?
! F L | 25
L I 2,5
Sous-groupe A3
/81 43.4. Vg suivant colonne 11 ‘Col 9
D. 002
* Impulsions ty = 20 ms § <2 %
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